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摘要(译)

一种检测和评估组织表面特性而没有到内部解剖结构的单独进入端口的
系统和方法。该系统包括位于患者体外的第一单元和位于患者体内的第
二单元。第一单元包括磁场源和力传感器，并且位于患者体外，其位置
使得能够与位于患者体内的第二单元磁耦合。第二单元包括磁场源，处
理器，传感器，遥测单元，电源和可选的致动器或其他部件。内部和外
部磁场源之间产生的吸引力可以由第一单元的力传感器感知。通过改变
两个单元之间的距离，吸引力在第一单元中的磁场源的方向上触发第二
单元周围的组织上的可变应力。
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